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IŶtroductioŶ
FCC ID: AϯLSMJϳϮϳS
EƋuipŵeŶt Class;esͿ: PCE
Rule Paƌt;sͿ: Ϯ, ϮϮ, Ϯϰ
FƌeƋueŶĐǇ BaŶds See taďle ďeloǁ
AttestatioŶ:

DiffereŶces
Bƌief DesĐƌiptioŶ:

Spot Check VerificatioŶ Result Suŵŵary ;See followiŶg pages for dataͿ
CategoƌǇ BaŶd/Mode Eǆposuƌe CoŶditioŶ VeƌdiĐt

Head Shaƌe
BodǇ‐WoƌŶ Shaƌe
Hotspot Shaƌe
Head Shaƌe

BodǇ‐WoƌŶ Shaƌe
Hotspot Shaƌe
Phaďlet Shaƌe
Head Shaƌe

BodǇ‐WoƌŶ Shaƌe
Hotspot Shaƌe

CategoƌǇ FƌeƋueŶĐǇ BaŶd Test CoŶditioŶ VeƌdiĐt
Pt. ϮϮ ERP Shaƌe LTE Bϱ

Pt. ϮϮ RSE Shaƌe LTE Bϱ

Pt. Ϯϰ ERP Shaƌe
Pt. Ϯϰ RSE Shaƌe

RefereŶce Detail SectioŶ
EƋuipŵeŶt Class RefeƌeŶĐe FCC ID Repoƌt Title Shaƌed Data

AϯLSMJϳϮϳA ϮGϯG Repoƌt All GSM/UMTS ϭϵϬϬ
AϯLSMJϳϮϳA LTE Repoƌt All LTE BaŶd ϱ

AϯLSMJϳϮϳA SAR Repoƌt All UMTS ϴϱϬ/ϭϵϬϬ, aŶd LTE 
BaŶd ϱ Data

Test Data Re‐Use Suŵŵary

The ϮG/ϯG/ϰG haƌdǁaƌe aŶd softǁaƌe of this deǀiĐe aƌe ideŶtiĐal to the 
iŵpleŵeŶtatioŶ iŶ AϯLSMJϳϮϳA. The opeƌatioŶal desĐƌiptioŶ iŶĐludes detailed 
iŶfoƌŵatioŶ aďout the ĐhaŶges ďetǁeeŶ the deǀiĐes. The data fƌoŵ that 
appliĐatioŶ has ďeeŶ ǀeƌified thƌough appƌopƌiate spot ĐheĐks to deŵoŶstƌate 
ĐoŵpliaŶĐe foƌ this deǀiĐe as shoǁŶ iŶ the suŵŵaƌǇ taďle ďeloǁ. 

The appliĐaŶt takes full ƌespoŶsiďilitǇ that the test data ƌefeƌeŶĐed ďeloǁ 
ƌepƌeseŶts ĐoŵpliaŶĐe foƌ this FCC ID

PCE

SAR

EMC

LTE Bϱ

UMTSϭϵϬϬ

UMTSϴϱϬ
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S P O T  C H E C K  V E R I F I C A T I O N  D A T A  

SAR Verification Data Section 
 

 
 

EMC Verification Data Section 
 

 

BaŶd/Mode Test CoŶditioŶ
AϯLSMJϳϮϳA 
Repoƌted SAR 

;W/kgͿ

AϯLSMJϳϮϳS 
Repoƌted SAR 

;W/kgͿ
VeƌdiĐt

Head Ϭ.ϯϴϳ Ϭ.ϭϲϭ Shaƌe
BodǇ‐WoƌŶ Ϭ.ϰϵϭ Ϭ.ϯϰϴ Shaƌe
Hotspot Ϭ.ϱϮϴ Ϭ.ϯϴϬ Shaƌe
Head Ϭ.ϲϮϯ Ϭ.ϲϴϮ Shaƌe

BodǇ‐WoƌŶ Ϭ.ϰϲϮ Ϭ.ϰϬϮ Shaƌe
Hotspot Ϭ.ϳϰϱ Ϭ.ϱϬϴ Shaƌe
Phaďlet Ϯ.ϴϱϰ Ϯ.ϰϳϬ Shaƌe
Head Ϭ.ϯϵϱ Ϭ.ϮϭϬ Shaƌe

BodǇ‐WoƌŶ Ϭ.ϱϭϬ Ϭ.ϯϲϲ Shaƌe
Hotspot Ϭ.ϱϮϳ Ϭ.ϯϵϰ Shaƌe

LTE Bϱ

UMTSϴϱϬ

UMTSϭϵϬϬ

ERP ϭϵ.Ϯϭ ϭϰ.ϳϱ Retest
RSE N.F. N.F. Shaƌe
ERP Ϯϭ.ϲϬ ϭϵ.ϯϰ Shaƌe
RSE ‐ϱϱ.ϯϭ ‐ϲϬ.ϴϰ Shaƌe
EIRP ϯϭ.ϵϴ ϯϭ.ϴϱ Shaƌe
RSE ‐ϰϰ.ϵ ‐ϰϰ.ϯϲ Shaƌe
EIRP Ϯϵ.ϱϱ ϯϬ.ϲϰ Shaƌe
RSE ‐ϱϱ.ϯϴ ‐ϱϴ.Ϭϴ Shaƌe

VeƌdiĐtBaŶd/Mode Test Case SM‐JϳϮϳA [dBŵ] SM‐JϳϮϳS 
[dBŵ]

Pt. ϮϮ
WCDMA ϴϱϬ

LTE Bϱ

Pt. Ϯϰ
GSM ϭϵϬϬ

WCDMA ϭϵϬϬ


